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[57]申請專利範圍
1.　一種元件影像檢測方法，其包含：輸入至少一原始元件影像；利用一奇異值分解法直接
應用於該原始元件影像之奇異值分解處理，以獲得一分解元件影像；及利用該分解元件

影像進行影像檢測或辨識。

2.　依申請專利範圍第 1項所述之方法，其中以一光線補償法計算至少一光線補償係數；利
用該光線補償係數進行光線補償處理該原始元件影像，以獲得一光線補償元件影像；利

用該光線補償元件影像進行影像檢測或辨識。

3.　依申請專利範圍第 1項所述之方法，其中在分解該原始元件影像時，在一 RGB色域空
間進行奇異值分解。

4.　依申請專利範圍第 3項所述之方法，其中在該 RGB色域空間進行奇異值分解時，在每
一色域通道進行奇異值分解。

5.　依申請專利範圍第 3項所述之方法，其中在該 RGB色域空間進行奇異值分解時，分別
計算用於 R色域通道之光線補償係數、G色域通道之光線補償係數及 B色域通道之光線
補償係數。

6.　一種元件影像檢測系統，其包含：一輸入單元，其用以輸入至少一原始元件影像；一演
算單元，其利用一奇異值分解法直接應用於該原始元件影像之奇異值分解處理，以獲得

一分解元件影像；及一輸出單元，其用以輸出該分解元件影像，以便進行影像檢測或辨

識。

7.　依申請專利範圍第 6項所述之系統，其中以一光線補償法計算至少一光線補償係數；利
用該光線補償係數進行光線補償處理該原始元件影像，以獲得一光線補償元件影像；利

用該光線補償元件影像進行影像檢測或辨識。
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8.　依申請專利範圍第 6項所述之系統，其中在分解該原始元件影像時，在一 RGB色域空
間進行奇異值分解。

9.　依申請專利範圍第 8項所述之系統，其中在該 RGB色域空間進行奇異值分解時，在每
一色域通道進行奇異值分解。

10.   依申請專利範圍第 8項所述之系統，其中在該 RGB色域空間進行奇異值分解時，分別計
算用於 R色域通道之光線補償係數、G色域通道之光線補償係數及 B色域通道之光線補
償係數。

圖式簡單說明

第 1圖：本發明較佳實施例之元件影像檢測方法之示意圖。
第 2圖：本發明較佳實施例之元件影像檢測系統之示意圖。
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